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Il Laboratorio ILIL (Intense Laser Irradiation Laboratory, IPCF - CNR) è
inserito nella rete di ricerca europea denominata X-POSE (X-ray
probing of the structural evolution of matter). In questo ambito il
gruppo operante presso l'ILIL si propone di sviluppare metodologie
diffrattometriche basate sull'impiego di sorgenti X da plasmi laser.
Attualmente è in fase avanzata lo sviluppo della diffrattometria risolta
nel tempo per lo studio delle proprietà strutturali dinamiche dei
materiali cristallini. In questo contesto si colloca l'attività di
spettroscopia X di plasmi laser, volta alla caratterizzazione delle
proprietà delle righe di emissione da atomi fortemente ionizzati.
Verranno illustrati i risultati più recenti concernenti la spettroscopia,
anche con risoluzione spaziale e temporale, della emissione di shell K
da ioni H-like ed He-like in plasmi con Z medio.


